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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
KEKのMPGDグループではGEM型の中性子検出器を開発中
→どこに使うか
実際に高強度パルス中性子源でのイメージングとして
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
チェンバーと読み出しボードに分かれている
チェンバーで信号生成
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
32chASICが８つ
256chの信号読み出し
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
白い
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Block diagram

Analog monitor for a selected sig.
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Counting Rate(MHz)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
X線generatorのスリットを1mm×1mmにして、読み出し面の1cm×1cmになるようにX線を照射
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
スリットをしぼった状態で
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Fe=27.7keV

854Mevents→前回は120Mevents
27000sec
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Mn-334eV
Co=5060eV,132eV
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Zn=517eV
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Cr=500eV
Ni=1500eV
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
Fe=27.7keV
Mn=336eV
Co=132eV
Cu=
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Back Up
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Total Cross Section at the Resonance Eneray [b]
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